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中文摘要 本发明涉及残余应力测量技术,为一种测量SiCf/Ti基复合材料界面微观残余应力的方法,首先确
定原始SiC纤维C涂层中C原子拉曼吸收峰波数(v)随所受应力σ变化的线性关系,并标定出斜率k,
然后分别测量SiCf/Ti基复合材料中受到残余应力作用和残余应力释放状态下的C涂层中C原子
的拉曼吸收峰波数变化Δv,最后根据波数变化和已标定的斜率计算出纤维表面微观区域的残余
应力。该方法的优点是可以直接测量到纤维表面的微观区域,并且分辨率较高,测试结果更准确,
操作简单等优点。
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